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AUTOMACAO DA CARACTERIZACAO DE AMPLIFICADORES DE SEMICONDUTOR COM
MULTI-CONTATOS ELETRICOS

Daniel Robson Pinto (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Newton Cesario Frateschi
(Orientador), Instituto de Fisica "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

Amplificadores 6pticos sdo elementos fundamentas em sistemas de transmissdo de sinais
tanto analdgicos como digitais por fibras dpticas. Com a aplicacdo de multi-contatos elétricos,
estes amplificadores podem ser utilizados na saida de transmissores para 0 envio em longos
comprimentos de fibra, modulagcdo e processamento 6ptico do sinal. Este projeto apresenta
essencialmente o estudo da caracterizacdo dos amplificadores de multi-contatos e propde a
implementacdo de ferramentas computacionais para a realizacdo de medidas automatizadas,
buscando maior qualidade e eficiéncia. Tais ferramentas serdo desenvolvidas no software
LabVIEW, possibilitando avaliar os dispositivos nos seguintes aspectos: comportamento da
corrente com uma tenséo aplicada nos contatos elétricos, ganho éptico em funcéo da corrente
injetada nos contatos e da poténcia 6ptica de entrada e caracterizacdo de propriedades
espectrais da emissao e da amplificacdo Optica. Essas interfaces virtuais deverao interagir com
0s equipamentos Hewlett Packard 70007A que € um analisador de espectro 6ptico o e 0
Hewlett Packard 4145B que é um analisador de parametros, contendo fontes e sensores de

corrente e tensao presentes no laboratorio.
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